Anexa nr. 2 la Certificatul de Acreditare nr. LE 015
Data emiterii Anexei nr. 2: 21.03.2022

METRON SERV SRL

prin Laborator de metrologie

Bucuresti, Str. Baicului nr. 33A

A. Etalonari in localuri permanente

Nr. Masurand/ Conditii de Incertitudine extins3
crt. | obiect supus Interval de masurare” masurare/ de masurare 2 Observatii
etalonarii Procedura
1. | VOLUM/ 0,1 ml la 10 ml -/PSL-06, | 0,002ml+2x104xV |V - Volum masurat
Ett')‘;'f:tﬁrde >10 ml a 2000m | S0 0otmi+2x104xV |V - Volum masurat
2. XOLUt'W 10 l la 1000u | -/PSL07 5x103xV V - Volum masurat
plara i ed.4, rev.0
volumetric >1000u  la 100000 wl 3 x10%xV V - Volum mésurat
Ccu piston
3. | FACTOR
SPECTRAL/ - IPSL-33 3 A - absorbanta
Filtre etalon de 0 la <155 ed.2, rev.0 0,003 +4 x10°xA masurata
absorbanta
4. | Rezistentd 1mQ la 10 mQ
electrica / >10mQ la 100 mQ
Ohmmetre >100mQ la 10 -/ PSL-37, ) R — marimea
3x 10%x R . y
>10Q la 10 mQ ed.1, rev.1 masurata
>10Q la 100 Q
>100 Q la 1kQ
5. | Rezistenta 100 mQ 3x102x R
electrica / 5
Aparat de 10 3x103 xR
masurat 100 JPSL-37 3x109xR R - marimea
rezistenta ' . N
clectrica de 100 Q ed.1, rev.1 3x103x R masurata
dispersie a 1kQ 3x103 xR
MR 10 kQ 3x109x R
pamant
6. | Rezistenta 50 kQ la 3MQ 3kQ
electrica /
Megohmmetre >3 MQ la 30 MQ 30kQ
>30 MQ la 300 mQ | 900V/ 400 kQ
PSL-36
>300 MQ la 1GQ ed.1 rev.2 10 MQ
>1GQ la 3GQ 30 MQ
>3 GQ la 10 GQ 200 MQ
10 MQ la 30 MQ 100 kQ
>30 MQ la 300 MQ 1000 V; 1,0 MQ
2500 V/
>300 MQ la 1GQ PSL 36 10 MQ
>1 GQ la 3GQ | ed.1,rev.2 30 MQ
>3 GQ la 10 GQ 200 MQ
>1GQ la 3GQ 5000V/ 40 MQ
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Nr. Masurand/ Conditii de Incertitudine extins3
crt. | obiect supus Interval de masurare? masurare/ de m3 2 Observatii
o < e masurare
etalonarii Procedura
360 la 1060 | Fo--3 200 MQ
ed.1, rev.2
7. | FRACTIE
MOLARA A
UNUI
CONSTITUENT/
Analizor de gaze
0. 0,01x102 la 100 x10-2 1,9102x V +1-10°
mol/mol mol/mol mol/mol
CcO 1% 10° 10000 x10- 2:102x V +2-10°
x 106 6 mol
mol/mol la MolTR
mol/mol
CO; 0,1x10-2 la 50x10-2 1,8:102x V +1-103
mol/mol mol/mol PSL 27 mol/mol
CHq4 0,01 x102 100 x 102 2:102x V +2-10°
la ed.2, rev.0
mol/mol mol/mol mol/mol
SO; 1x10°% I 5000 x 106 3102xV + 1107
mol/mol mol/mol mol/mol
H, 0,1x10? la 100 x 102 4:102xV +2:10°
mol/mol mol/mol mol/mol
NO 1x10¢ la 2000 x 10® 2:102xV + 3107
mol/mol mol/mol mol/mol
1) Intervalul de masurare poate fi exprimat si ca o valoare singulara.
2) Incertitudinea extinsa de masurare:
- este cea mai mica incertitudine de masurare, disponibila clientului, obtinutd in conditii normale de masurare;
- este estimata in conformitate cu EA 4/02 si reprezinta incertitudinea standard extinsa cu un factor de extindere k=2,
corespunzator unui nivel de incredere de aproximativ 95%.
B. Etalonari la fata locului
Nr. Masurand/ Conditii de Incertitudine
crt. obiect supus Interval de masurare? masurare/ extinsa de Observatii
etalonarii Procedura masurare 2
8. | Rezistenta TmQ la 10 mQ
electrica / >10mQ  la 100 mQ
Ohmmetre W & 10 -/ PSL-37, _ R - marimea
g ed.1, rev.1 3x10%R masurata
>10Q la 10 mQ T
>10 Q la 100 Q
>100Q la 1kQ
9. | Rezistenta 100 mQ 3x102x R
electrica / Aparat
de masurat 1Q 3x104xR
rezistonia slectrics 100 -/ PSL-37, 3X10°xR | R—marimea
e dispersie a z p
orizelor de pamant 100 Q ed.1, rev.1 3x103x R masurata
1kQ 3x103 xR
10 kQ 3x103 xR
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Nr. Masurand/ Conditii de Incertitudine
crt. obiect supus Interval de masurare? masurare/ extinsa de Observatii
etalonarii Procedura masurare 2
10. | Rezistenta 50 kQ la 3MQ 3kQ
electrica /
Megohmmetre >3 MQ la 30 MQ 30kQ
>30 MQ la 300 MQ 500V/ 400 kQ
PSL-36
WOl 160 | et ren2 10 MQ
>1GQ la 3GQ 30 MQ
>3 GO la 10 GQ 200 MQ
10 MQ la 30 MQ 100 kQ
>30 MQ la 300 MQ 1,0 MQ
>300 1000 V; 2500 V/
la 1GQ PSL 36 10 MQ
MQ
ed.1, rev.2
>1 GQ la 3GQ 30 MQ
>3 GQ la 10 GQ 200 MQ
>1GQ la 3GQ 5000V/ 40 MQ
PSL -36
>3 GQ la 10 GQ ed1, rev.2 200 MQ
11. | FRACTIE MOLARA
A UNUI
CONSTITUENT/
Analizor de gaze
o)) 0,01x102 i 100 x10-2 1,9102xV+1103
mol/mol mol/mol mol/mol
Cco 1x 106 la 10000 x10-6 2:102x V +2-106
mol/mol mol/mol mol/mol
CO, 0,1x10-2 la 50x10-2 1,8:102xV +1-103
mol/mol mol/mol mol/mol
CH, 0,01 x10-2 | 100 x 102 -/PSL -27 2:102x V +2-106
a
mol/mol mol/mol ed.2, rev.0 mol/mol
SO, 1x10% 3 5000 x 10-6 3102x V + 1107
mol/mol mol/mol mol/mol
H, 0,1 x102 i 100 x 102 4:102x V +2-10°
mol/mol mol/mol mol/mol
NO 1x10% i 2000 x 106 2:102x V + 3107
mol/mol mol/mol mol/mol
-1,0x10°Pa la  2,5x10° Pa 0,0020 x 105Pa
>2,5x10%Pa la  20x105Pa 0,010 x 105Pa
>20x105Pa la  50x105Pa 0,010 x 105Pa
12. | PRESIUNE
RELiTli'VA/Aparat >50x105Pa la 100x10° Pa -/PSL -31 0,10 x 10°Pa
L d.1, rev.1
mecanic Si >100x10% ed.1,
electronic de Pg la 350x10% Pa 0,15 x 10°Pa
masurat presiunea- | >350x10°
presiunea relativa Pa la  700x105 Pa 0,20 x 10°Pa
>700x105 4 1000x10° 0.4 x 105Pa
Pa Pa

M — masa masurata
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*Incertitudinile raportate de laborator vor depinde de caracteristicile metrologice ale aparatului de cantarit cu functionare
neautomata etalonat si totodata nu vor fi mai mici decat incertitudinea greutatilor etalon utilizate la etalonare.

1) Intervalul de masurare poate fi exprimat si ca o valoare singulara.

2) Incertitudinea extinsa de masurare:

- este cea mai mica incertitudine de masurare, disponibila clientului, obtinuta in conditii normale de masurare;

- este estimata in conformitate cu EA 4/02 si reprezintd incertitudinea standard extinsa cu un factor de extindere k=2,
corespunzator unui nivel de incredere de aproximativ 95%.
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